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OBJETIVOS xxxxxxx 

EMENTA Fundamentos e conceitos básicos de C&T. Fundamentos da tecnologia industrial (metrologia, 

normalização, regulamentação técnica, certificação, credenciamento, avaliação da 

conformidade, propriedade intelectual e industrial e técnicas de gestão). A Estrutura das 

Organizações de C&T no Brasil e a estrutura das organizações internacionais atuantes em 

metrologia e áreas afins. A certificação ISO 9000 (Sistema da Qualidade). A Certificação 

14000 (Meio Ambiente). Normalização voluntária e regulamentação técnica (normalização 

compulsória). Fundamentos da Transferência de Tecnologia. Avaliação Tecnológica na 

Empresa. Propriedade Intelectual (Marcas e Patentes). 

 

PROGRAMA xxxx 

AVALIAÇÃO xxxx 
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Fernandes, IEL, Rio de Janeiro, 1998. 

[4] Acesso à Informação: estratégia para a competitividade", ISBN 85-7013-054-6, Frota M.N. 

&       Frota M.H., editado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, 1994. 

[5] Luciano Coutinho e João Carlos Ferraz, O estudo da competitividade da Indústria 

brasileira, Editora Universidade de campinas, 510p., 1994. 



[6] Maristela Afonso de A. Sannt’Ána, João Carlos Ferraz e Isaac Kerstemetzky, José Reis 
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